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内容简介

本标准修改采用IEC 61788—5：2000《超导电性第5部分：基体一超导体体积比测量Cu/N
b-Ti复合超导体中铜一超[体积]比的测量》。
  本标准在语言及文字方面，包括标点符号等进行了适当的编辑性修改。在技术性方面
，IEC 61788—5中要求使用分辨率为0.1mg的天平对样品进行质量测量，而要求质量测量
的准确度为0.1 mg，这是不合适的。对于实际分度值D=0.1mg的天平，其检定分度值e=10
D=1mg，即测量可准确到1mg。本标准将文本中涉及质量测量准确度的4处（7.5、7.9、9
和A.4）出现的相应数值，从0.1mg修改为可准确到1mg。
  本标准的附录A为规范性附录；附录B、附录C及附录D为资料性附录。
  本标准由全国超导标准化技术委员会归口和提出。
  本标准负责起草单位：西北有色金属研究院、西部超导材料科技有限公司。
  本标准参加起草单位：北京有色金属研究总院，中国科学院电工研究所、中国科学院
物理研究所。
  本标准主要起草人：卢亚锋、刘宜平、汪京荣、熊晓梅、李林、郑明辉、王银顺。
  本标准为首次发布。
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